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Base de Remplacement pour Microscope Peak de Mesure Directe

#52-822: Replacement Base for Peak Direct Measuring Microscopes
Stock #52-822 1 In Stock

010 e

AJOUTER AU PANIER

Prix sur Quantité
Qté 1-4 €32,25 prix unitaire
Qté 5+ €30,70 prix unitaire
Need More? Demande de Devis

@ Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Espace téléchargement

Conformité réglementaire

Certificate of Conformance:
Visionner

Description produit
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o Plusieurs Options de Grossissement

o Modéles Eclairés Disponibles avec des Réticules Impériaux ou Métriques
e Base Transparente en Plexiglas Amovible

Les Mcroscopes Peak de Mesures Directes sont des microscopes portatifs de forte puissance, congus pour effectuer des mesures de profondeur précises. Ces microscopes disposent d'un oculaire focalisable10Xet d'une échelle
ayant une précision de 0,1 mm pour mesurer la longueur, la largeur ou la profondeur d'un objet. La base de coupe en acnfique transparente permet de manipuler I'échantillon lors de la visualisation. Les modéles illuminés
disposent d'un stylo illuminateur amovible avec deuxpiles AA Les Mcroscopes Peak de Mesures Directes sont vendus avec un étui de stockage rigide en vinyle. Remarque : Les réticules ne doivent pas éfre retirés ni remplacés.
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